












































专利名称(译) 使用标准电流曲线来校正有源矩阵发射显示器中的不均匀性

公开(公告)号 US20090195483A1 公开(公告)日 2009-08-06

申请号 US12/027000 申请日 2008-02-06

[标]申请(专利权)人(译) 立迪思科技股份有限公司
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当前申请(专利权)人(译) 立迪思科技股份有限公司.

[标]发明人 NAUGLER JR WALTER EDWARD
LEE KEUNMYUNG
ARREOLA JOSE IGNACIO

发明人 NAUGLER, JR., WALTER EDWARD
LEE, KEUNMYUNG
ARREOLA, JOSE IGNACIO

IPC分类号 G09G3/30

CPC分类号 G09G3/3233 G09G2300/0842 G09G2320/0233 G09G2320/0693 G09G2320/0285 G09G2320/0295 
G09G2320/043 G09G2320/0276

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

通过从稳定的制造工艺测量许多OLED面板产生多个灰度级与OLED电流
曲线，并且这些曲线存储为标准灰度级与OLED电流曲线。当从该工艺制
造新的OLED显示器时，其每个子像素的特征在于具有预先生成的标准灰
度级与OLED电流曲线之一的特性，基于灰度级与单个OLED电流测量值
的关系。灰度。这大大减少了确定TFT栅极电压与OLED显示器中的子像
素的OLED电流特性所花费的时间。 OLED显示器可以使用预先生成的标
准灰度级与OLED电流曲线中的所选择的一个来校正由有源矩阵中的非均
匀TFT引起的OLED显示器中的子像素的不均匀性。
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